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Se determiné experimentalmente la dimension fractal de transporte de una red de Sierpisnki
triangular y otra tetraédrica construyendo éstas con resistencias y midiendo la resistencia equivalente

entre sus extremos para distintas generaciones.

INTRODUCCION

Se postula que las resistencias equivalentes entre dos
vértices de una red de Sierpinski de longitud carac-
teristica L siguen la ley

R(L) ~ L* (1)

Las resistencias equivalentes fueron calculadas utilizando
el método tridngulo-estrella para la red triangular (Ver
Ref [1])y el de las corrientes circulantes para la
tetraédrica (Ver Ref [3]). Calculando las resitencias
equivalentes, en ambos casos, para dos generaciones suce-
sivas se encuentra una recurrencia para las resitencias
equivalentes de redes e distinta longitud caracteristica.
A parir de éstas y de la relacion 7?7 se encuentra que
para una red triangular s = Log (5/3)/Log 2 y para una
red tetraédrica s = Log (3/2)/Log 2.

PARTE EXPERIMENTAL

Se armaron redes de Sierpinski tomando a la unidad
de longitud fundamental como una resistencia de Ry.
En adelante entonces; cuando se habla de un tridngulo
o de un tetraedro de longitud caracteristica nlLg; se
estd refiriendo a una figura de n resistencias de lado.
Se midié la resistencia equivalente entre los extremos
de triangulos de Sierpinski de longitud caracteristica de
1,2,4,8 y 16 unidades de longitud fundamental. El valor
la resistencia caracteristica usado fue R, = 1k con un
error del 5%.

Se procedié de la misma manera para una red de
Sierpinski tetraédrica con R, = 1k con un error del

5%.

RESULTADOS

Los siguientes graficos muestras los resultados
obtenidos en escalar logaritmica base 2. Se ve en los
graficos que, como se habia predicho, la resitencia en
funcién de la longitud caracteristica sigue una ley de po-
tencias. El exponente se calculé haciendo un ajuste lineal
para cada caso.
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FIG. 1: Valores de resistencias equivalentes para distintas longi-
tudes caracteristicas en la red triangular.
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FIG. 2: Valores de resistencias equivalentes para distintas longi-
tudes caracteristicas en la red tetraédrica.

Se muestra a continuacién una tabla con los valores
obtenidos y los calculados analiticamente.
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Red triangular [0.73697  0.736(1)
Red tetraédrica|0.58496  0.580(5)
CONCLUSIONES

Se verific6 mediante un experimento sencillo que la
relcién entre la longitud caracteristica y las resitencias
eqgivalentes es una ley de potecnias y que los exponentes
son los predichos anaiticamente.
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